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Ob ti SEM t l EDX d diffé t é h tillObservation au SEM et analyses EDX de différents échantillons.

• Filtre avec le moins de particules après eau distillée et 6-7h d’électrolyseFiltre avec le moins de particules, après eau distillée et 6 7h d électrolyse.

• Filtre avec des particules noires, après l’électrolyte du plasma avec 
l’électrode de cuivre cuivre.l électrode de cuivre cuivre.

Les échantillons ont été observés à l’aide du microscope électronique à 
balayage et les analyses ont été effectuées par EDX.y g y p
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Filtre avec le moins de particules, après eau distillée et 6‐7h p , p
d’électrolyse
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On constate le présence de Fe, Cr, C, O, Cu et des traces de W et Cl.



Filtre avec les particules noires, après l’électrolyte du plasma p , p y p
avec l’électrode de cuivre cuivre.

On constate la présence de Cu en grande quantitée, et des traces de Fe,
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On constate la présence de Cu en grande quantitée, et des traces de Fe, 
C et O.



Filtre avec les particules noires, après l’électrolyte du plasma p , p y p
avec l’électrode de cuivre cuivre.
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C l iConclusions

• On constate la présence de cuivre dans les particules des 
deux filtres.
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